5. Sledované aspekty SPM

Rozhodnuti, vybavit védecky park pracovisté ptistrojem SPM, pfindsi fadu vyhod.
Pfistroj ma snadnou obsluhu a pomérné nizké provozni naklady. Zaskoleni obsluhy
vyzaduje kratkou dobu. Cim je piistroj Gastdji pouzivan, tim je vét§i pravdépodobnost
potizeni unikatnich vysledkt. V této kapitole jsou diskutovany aspekty, které by mély byt
hodnoceny pied zakoupenim pfistroje.

5.1 Uzivatelské rozhrani
5.2 Svételny mikroskop
5.3 Zachazeni se sondou
5.4 Dostupnost systému

5.1 Uzivatelské rozhrani

Uzivatelské rozhrani by mélo byt tvofeno tak, aby umoziovalo jednoduchou
obsluhu a fizeni. Napiiklad, uzivatelské rozhrani by meélo byt vybaveno tlacitky a
ovladacimi prvky sbé&znymi funkcemi jako napiiklad , PRIBLIZOVANI®, ,,OBRAZ"
apod. Nékteré SPM piistroje maji vestavény systém, umoziujici soubézné zpracovani tiloh
(multi-tasking), pokud chcete data zpracovavat a nabirat dal§i obraz. Tim se vykonnost
prace rapidné zvysi.

5.2 Svételny mikroskop

Vsechny komeréné dodavané SPM jsou standardn€é vybavovany svételnym
mikroskopem nebo kamerovym systémem k monitorovani pozice hrotu vzhledem k
povrchu a ke kontrole skenovani a vybéru skenované plochy. Dobré svételné mikroskopy
urychluji préci, protoze umozni stanovit pozici rychle a pfesné, zejména kdyz chcete
nabirat SPM obraz. Pokud zamyslite zobrazit drsny a Clenity povrch (geologické vzorky,
zuby...) nebo detail jakéhokoliv druhu vzorku, kde je tfeba nastavit hrot na ostrou hranu,
dobry svételny mikroskop je nevyhnutelny. Obr. 5-1 ukazuje ve skutecném cCase CCD
obraz pozice raménka s hrotem nad povrchem integrovaného obvodu.

Obr.5-1. Obraz raménka s hrotem v realném ¢ase nad povrchem IO.
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Pokud hodnotite svételny mikroskop, zaméite se na nasledujici aspekty:
e ostrost obrazu
e rozsah uzite¢ného zvétSeni
e pfipojena videokamera

Motoricky fizené zaostfovani a zvétSeni sice urychluje praci oproti manualné
ovladanym pfistrojim, ale rozhodujici je kvalita obrazu. Zvétseni by mélo byt dostatecné
proto, aby se dal hrot spolehlivé navigovat k povrchu, zejména k mikroskopickym
detailiim. Pozor vSak na zminény rozsah uzitecného zvétseni, ktery mize vést k omylim.
Pokud pfipojite vétsi monitor ke stejné videokamefte, dostanete sice vEtsi obraz, ale stejné

rozlisSeni. Nejspolehlivéjsi cesta ke specifikaci svételného mikroskopu je zjistit velikost
zorného pole nebo rozliSovaci schopnost.

5.3 Zachazeni se sondou

Za normalnich provoznich podminek, by mél AFM hrot vydrzet podle zpiisobu
prace nékolik dni. Vymeéna hrotu je choulostivy proces. Raménka s hroty prakticky nejsou
v ruce vidét. Pro jejich snadnou vyménu jsou raménka montovand k riznym drzacktm,
jejichz vymeéna je pohodIngjsi a ptesnéjsi. Specialni konstrukce umozni justdz sondy velmi
rychle a s minimalni odchylkou. Nicméné¢ to vyzaduje jistou zkusSenost.

5.4 Pristupnost systému

Pokud zamyslite provadét unikatni experimenty s SPM, musite se zajimat o pfistup
k softweru, elektronice, mechanickym prvkim apod. za ucelem vlastnich modifikaci.
Zkontrolujte, zda je konstrukce systému dostate¢n¢ prizplisobena vasim pozadavkim.
Zvazujte také technickou stabilitu a technické moznosti zaméstnancti pracovisté z hlediska
konzultaci a rad.
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